NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Spektrofotometr FT-IR WQF-510/520

Cechy produktu

Wysoka stabilnos¢ pomiarow

Spektrofotometr zostat wyposazony w unikalny
interferometr Michelsona z lustrami utozonymi
pod katem 90° w ksztatt rogu szescianu.
Rozwigzanie takie pozwala nie tylko osiggnac
zwartg strukture i mate rozmiary, ale przede
wszystkim  zapewnia  wiekszg  stabilnos¢
pomiaréw, oraz wiekszg odpornos¢ na
temperature i wibracje w pordéwnaniu do
tradycyjnych rozwigzan.

Zewnetrzne zrodto promieniowania IR zostato
tak zaprojektowane, by mdc je tatwo wymienic,
zapewnia tez wiekszg stabilnos¢ termiczna.

Stabilno$¢ interferencji uzyskuje sie bez
potrzeby regulacji dynamiczne;j.
Zrodlo IR o  wysokiej intensywnosci

promieniowania wykorzystuje modut ,sphere
reflex”, zapewniajgc tym samym podwyzszg
stabilnos¢ promieniowania.

Praktyczne oprogramowanie analityczne

Sterowanie spektrometrem odbywa sie za
pomocg kompatybilnego komputera PC.
Dodatkowo bogate w funkcje i tatwe w obstudze
oprogramowanie zapewnia wygodng i
elastyczng obstuge danych. Mozemy m. in.
zbiera¢ uzyskane widma, przetwarza¢ je,
analizowac, konwertowac itp.

Wysoka doktadnosc¢ i pewnos¢ pomiarow

Zastosowanie programowalnego  wzmacniacza,

przetwornika A/C o wysokiej doktadnosci oraz
wbudowanego komputera, poprawia doktadnosé
i niezawodnos¢ catego systemu.

Odporny na kurz interferometr zostat w petni
uszczelniony  materiatem o  przedtuzonej
zywotnosci, zapewniajgcym wiekszg wydajnosé,
lepsze dostosowanie do $Srodowiska pracy oraz
zwiekszong doktadnos¢ i niezawodnos¢ w
dziataniu.

Optyka pokryta warstwa ztota zapewnia wiekszg
doktadnos¢ oraz zmniejszenie strat
energetycznych przy maksymalnym wydatku
energii.

Wybér akcesoriow
Komora probkowa jest na tyle duza, by pomiescic¢
rozne rodzaje przystawek, do wyboru mamy:
diamentowa przystawke ATR, przystawke ATR w
konfiguracji horyzontalnej z krysztatem ZnSe,
kuwete przeptywowg do prébek ciektych oraz
kuwete gazowa.
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e Komunikacja z komputerem odbywa sie za e Komputer kontroluje przetagczanie miedzy
pomocg ztgcza USB, umozliwiajagc tym samym wewnetrzng, a zewnetrzng  wigzka IR,
automatyczne sterowanie i elastyczng umozliwiajgc stosowanie akcesoridow takich jak
transmisje danych. mikroskop IR.

e Opcjonalny  zewnetrzny  dzielnik  wigzki, e Do wyboru jedna z 11 podstawowych bibliotek
umozliwia dostep do szerokiej gamy systemoéw widm IR w zaleznosci od wymaganej aplikacji.
peryferyjnych jak mikroskop IR. Istnieje  rowniez mozliwos¢ samodzielnego

wgrywania innych dostepnych baz danych.

Dostepne akcesoria

Przystawka do probek ciektych

e Umozliwia wykonywanie analiz prébek ciektym i prébek w postaci proszkéw
e Uchwyt przystawki ATR jest wygodny w obstudze i tatwy do wymiany

e  Mozliwosé wyboru krysztatu ZnSe, Ge lub KRS-5.

Przystawka Diamond Single Reflection ATR

Przystawka w konfiguracji pionowej

e Metoda jednokrotnego, catkowitego wewnetrznego odbicia promieniowania IR od krysztatu diamentu.

e Zastosowany krysztat diamentu o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej umozliwia pomiary
materiatow twardych, kruchych oraz chemicznie agresywnych i przedtuza zywotnos¢ urzadzenia bez
koniecznosci wymiany krysztatu analizatora.

e Technika ATR jest metoda nieniszczacg, wymaga bardzo matych ilosci materiatu, nie wymaga wstepnego
przygotowywania prébek. Pomiar odbywa sie przez docisniecie krysztatu analizatora do prébki i zdjecie
widma.

e  Przystawka najbardziej uniwersalna.

e W przypadku zastosowania krysztatu ZnSe zakres spektralny jest krétszy i siega tylko do 600 cm-1 zamiast
400 cm-1 jak dla przystawki diamentowe;.

Przystawka Diffuse/Specular Reflectance

Sg to wszechstronne przystawki odbiciowe — odbicia rozproszonego (diffuse) oraz odbicia lustrzanego

(specular).

e Tryb Diffuse Reflectance (odbicie rozproszone) umozliwia uzyskanie widm IR z promieniowania
rozproszonego i odbitego we wszystkich kierunkach od nieregularnych i chropowatych powierzchni ciat
statych takich jak np. papier, proszki, zywice, probki transparentne itp. Technika ta umozliwia szybka
analize proszkéw, bez potrzeby ich tabletkowania, co jest istotne w przypadku préobek ulegajacych
zmianom podczas prasowania.

e Tryb Specular Reflectance (odbicie lustrzane) stuzy do analiz powierzchni gtadkich i powtok. Proébki
rowniez nie wymagajg wstepnego przygotowania.

ZALETY:

e Wysoka przepuszczalnos¢ swiatta

e tatwa obstuga, nie wymaga wewnetrznej regulacji

e Kompensacja aberracji optycznych

e Mata srednica wigzki, umozliwia pomiar niewielkich prébek
e Regulowany kat padania
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Przystawka ATR horyzontalna (jednoodbiciowa lub wieloodbiciowa)/ przystawka ze
zmiennym katem (30°—60°)
e Horyzontalna odmiana przystawki ATR. Krysztat analizujgcy z selenku cynku (ZnSe).

Budowa przystawki umozliwia regulacje kata podania promieniowania IR, w zakresie

30 - 60°. Konstrukcja umozliwia kontrole gtebokosci skanowania badanej prébki oraz
zmiany liczby wewnetrznych odbi¢ promieniowania w krysztale. Zastosowane
rozwigzanie pozwala na optymalizacje parametrow rejestracji widm dla prébek o
wysokim wspotczynniku zatamania, dla substancji bardzo silnie absorbujacych.

e  Przystawka HATR polecana jest do analiz cieczy (w tym takie roztworéw wodnych),
umozliwia réwniez rejestracje widm proszkéw, smarow oraz wszelkich materiatéow, o
konsystencji past. Zakres pomiarowy krysztatu ZnSe jest krotszy i siega tylko do 600
c¢m-1 zamiast 400 cm-1 dla przystawki diamentowej. Zmienny kat przystawki ATR stuzy

do badan folii, powtok lakierniczych i zeli.

ZALETY:

e tatwa instalacja i obstuga
e Wysoka przepuszczalnos¢ Swiatfa

e Zmienna gtebokos¢ penetracji promieni IR

Mikroskop IR

e  Wykorzystywany do analiz mikro prébek, minimalny wymiar prébki: 100pum (przy
detektorze DTGS) lub 20um (przy detektorze MCT)

e Nieniszczaca analiza probek, tatwe przygotowanie prébek

o  Mozliwosé badania prébek transparentnych

e Dwie metody pomiaru: transmisyjna i odbiciowa

Specyfikacja techniczna

Zakres spektralny

7800 to 400cm™

Rozdzielczos¢

Lepsza niz 0.85cm™ (WQF510)

Lepsza niz 0.5cm™  (WQF520)

Precyzja

+0.01cm™

Szybkos¢ skanowania

0.2-2.5cm’/s, automatycznie dostosowywana do rodzaju detektora lub manualnie pod
katem konkretnej aplikacji

Stosunek sygnatu do szumu

Lepszy niz 15000:1

Dzielnik wigzki

Ge/KBr

Zrédto podczerwieni

Zewnetrzne, chtodzone powietrzem z wysoko wydajnym modutem , Reflex Sphere”

Detektor

DTGS (w standardzie), MCT (dostepny opcjonalnie)

System zbierania danych

Komputer PC podtgczany za pomocga kabla USB

Oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie FTIR zawierajgce wszystkie podstawowe procedury do
obstugi spektrometru. Umozliwiajace zbieranie i przetwarzanie uzyskanych widm IR

Wymiary i waga

63x52x24cm; 20kg

Zasilanie

AC:220V/50HZ, 1000VA

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia
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